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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10 Akkreditierungsstelle
Kalibrierungen in den Bereichen:
Elektrische MessgroRen Thermodynamische Messgrof3en
Gleichstrom und NiederfrequenzmessgrofRen TemperaturmessgréBen
— Gleichspannung — Strahlungs-Thermometer
— Wechselspannung — Temperatur-Blockkalibratoren
— Gleichstromstarke — Temperaturanzeigegerdte und -simulatoren
— Wechselstromstirke — Klimaschranke (Temperatur)
— Gleichstromwiderstand — Widerstandsthermometer
— Wechselstromwiderstand — Thermopaare, Thermoelemente *
— Elektrische Leistung FeuchtemessgréfRen
— Kapazitit — Messgerite fiir relative Feuchte
Zeit und Frequenz — Messgerate fiir absolute Feuchte
— Zeitintervall

— Frequenz und Drehzahl
HochfrequenzmessgrofRen
— OszilloskopmessgroRen
— Anstiegszeit ?

Innerhalb der mit *) gekennzeichneten MessgroRen/Kalibriergegenstinde ist dem
Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen
Ausgabestdanden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt iber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019 Seite 2 von 12



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

kleinste angebbare
Messunsicherheit 1)

Bemerkungen

Gleichspannung oV 0,1pv U = eingestellter Wert
Messgerite 0,01V bis 0,22V 7-10°U+1pv
>0,22V  bis 2,2V 7-10°U+1pv
>22V bis 11V 9-10%U
>11V bis 22V 8-10°U
>22V bis 220V 12-10°U
>220V bis 1000V 12-10°U
Quellen oV 0,1pv U = gemessener Wert
1mV bis 100 mV 8-10°U+1 Vv
>100mV bis 1V 11-10%U
>1V bis 10V 9-10°U
>10V bis 100V 13-10%U
>100V bis 1000V 16 - 10°U
Gleichstromstarke 0A 0,2 nA | = eingestellter Wert

Messgerdte 10 pA  bis 220 pA 50-10°/+8nA
>220pA  bis  2,2mA 87106/
>2,2mA  bis 22mA 87-10°/

>22mA bis 220 mA 89-10°/

>220mA bis 2,2A 0,2-103/

>2,2A bis 11A 0,55-103/

>11A bis 20A 1,2-1031

>20A bis 200A Spannungsabfall mit 1,0-103/

Normalwiderstand
Quellen 0A 0,2 nA | = gemessener Wert

0,1pA bis 1pA 0,4-103/

>1pA  bis 10pA 0,12 - 103/

>10pA bis 100 pA 0,10 - 103/

>100 WA  bis 1mA 70-10°/

>1mA bis 10mA 70-10°%/

>10mA bis 100 mA 85-10°/

>100mA bis 1A 0,2-103/

>1A bis 10A Spannungsabfall mit 0,5-1031 I = Messwert

>10A bis 200A Normalwiderstand 1-1031
Gleichstromstarke 1mA bis 2,2A 1-1031
Stromzangen >2,2A bis 20A 2-103/
>20A bis 1000 A 3-103/

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019

Seite 3 von 12



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /

kleinste angebbare

Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Gleichstromwiderstand 0Q 50puQ R = eingestellter Wert
Messgerate 10 95-10°R
1,90Q 95-10°R
100 28+ 10°R
190 27 - 10°R
100 Q 17-10°R
190 Q 17-10°R
1kQ 13-10°R
1,9kQ 13-10°R
10 kQ 12-10°R
19 kQ 12-10°R
100 kQ 14-10°R
190 kQ 14-10°R
1MQ 20+ 10°R
1,9 MQ 21-10°R
10 MQ 40-10°R
19 MQ 48 - 10°R
100 MQ 0,11-103R
Widerstdnde 0Q 100 pQ R = gemessener Wert
1Q bis 10Q 16 - 10° R + 50 pQ
>10Q bis 100Q 12 - 105 R + 500 pQ
>100Q bis 1kQ 15-10°R
>1kQ bis 10kQ 15-10°R
>10kQ bis 100 kQ 15-10°R
>100kQ bis 1MQ 35-10°R
>1MQ bis 10 MQ 0,15-103R
>10MQ bis 100 MQ 0,6 -103R
>100 MQ bis 1GQ 5-103%R

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

kleinste angebbare
Messunsicherheit 1)

Bemerkungen

Gleichstromwiderstand

Bereiche

10
110
330

110Q
330Q
1,1kQ
3,3kQ
11kQ
33kQ
110 kQ
330 kQ
1,1 MQ
3,3MQ
11 MQ
33 MQ
110 MQ
330 MQ

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

<11Q
<33Q
<110Q
<3300
<1,1kQ
<3,3kQ
<11kQ
<33kQ
<110 kQ
<330kQ
<1,1MQ
<3,3MQ
<11 MQ
<33 MQ
<110 MQ
<330 MQ
<1,1GQ

0,12-103R
33-10°R
29-10°R
28+ 10°R
28+ 10°R
28-10°R
28-10°R
28-10°R
28+ 10°R
32-10°R
33-10°R
62 10°R
0,13-103R
0,25-10°R
0,5-103R
3-10%R
15103 R

R = eingestellter Wert

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /

kleinste angebbare

Bemerkungen

Wechselspannung
Messgerdte und

Quellen

Verfahren Messunsicherheit V)
1mV bis 2,2 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,52-103U
> 20 Hz bis 40 Hz 0,52-103U
> 40 Hz bis 20 kHz 0,40- 103U
> 20 kHz bis 50 kHz 0,40- 103U
> 50 kHz bis 100 kHz 0,41-103U
> 100 kHz bis 300 kHz 0,46 - 103 U
> 300 kHz bis 500 kHz 0,55-103 U
> 500 kHz bis 1 MHz 0,60- 103U
> 2,2 mV bis 7 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,22-103U
> 20 Hz bis 40 Hz 0,22-103U
> 40 Hz bis 20 kHz 0,16 - 103 U
> 20 kHz bis 50 kHz 0,16 - 103 U
> 50 kHz bis 100 kHz 0,20- 103U
> 100 kHz bis 300 kHz 0,22-103U
> 300 kHz bis 500 kHz 0,33-103U
> 500 kHz bis 1 MHz 0,45-103U
>7 mV bis 22 mV 10 Hz bis 20 Hz 80 10°U
> 20 Hz bis 40 Hz 80 10°U
> 40 Hz bis 20 kHz 65-10°U
> 20 kHz bis 50 kHz 75-10°U
> 50 kHz bis 100 kHz 75-10°U
> 100 kHz bis 300 kHz 95-10°U
> 300 kHz bis 500 kHz 0,19-103U
> 500 kHz bis 1 MHz 0,21-103U
>22 mV bis 70 mV 10 Hz bis 20 Hz 70-10°U
> 20 Hz bis 40 Hz 58-10°U
> 40 Hz bis 20 kHz 35-10°U
> 20 kHz bis 50 kHz 35-10°U
> 50 kHz bis 100 kHz 45-10°U
> 100 kHz bis 300 kHz 55-10°U
> 300 kHz bis 500 kHz 0,11-103U
> 500 kHz bis 1 MHz 0,13-103U

U = Messwert

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messspanne Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen

Wechselspannung >70 mV bis 220 mV 10 Hz bis 20 Hz 39-10°U

Messgerdte und > 20 Hz bis 40 Hz 35-10°U

Quellen > 40 Hz bis 20 kHz 25-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 25-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 28-10°U

> 100 kHz bis 300 kHz 42-10%U

> 300 kHz bis 500 kHz 85-10°U

> 500 kHz bis 1 MHz 0,1-103U

>220 mV bis 700 mV 10 Hz bis 20 Hz 25-10°U

> 20 Hz bis 40 Hz 22-10°U

> 40 Hz bis 20 kHz 12-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 12-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 13-10°U

> 100 kHz bis 300 kHz 14 -10°U

> 300 kHz bis 500 kHz 27 -10° U

> 500 kHz bis 1 MHz 40-10°U

Wechselspannung > 700 mV bis 2,2V 10 Hz bis 20 Hz 20-10°U
Messgerdte und > 20 Hz bis 40 Hz 14 -10%U U = Messwert

Quellen > 40 Hz bis 20 kHz 10-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 10-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 11-10°%U

> 100 kHz bis 300 kHz 11-10°U

> 300 kHz bis 500 kHz 22-10°U

> 500 kHz bis 1 MHz 68+ 10° U

>2,2Vbis7V 10 Hz bis 20 Hz 18-10°U

> 20 Hz bis 40 Hz 12-10°U

> 40 Hz bis 20 kHz 11-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 11-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 13-10°U

> 100 kHz bis 300 kHz 13-10°U

> 300 kHz bis 500 kHz 30-10°U

> 500 kHz bis 1 MHz 95-10°U

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messspanne Messbedingungen / kleinste angebbare

Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen

Wechselspannung >7Vbis22V 10 Hz bis 20 Hz 17 -10°U

Messgerdte und > 20 Hz bis 40 Hz 16-10°U

Quellen > 40 Hz bis 20 kHz 11-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 11-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 11-10°%U

> 100 kHz bis 300 kHz 25-10°U

> 300 kHz bis 500 kHz 30-10°U

> 500 kHz bis 1MHz 0,11-103U

>22Vbis70V 10 Hz bis 20 Hz 18-10°U

> 20 Hz bis 40 Hz 16-10°U

> 40 Hz bis 20 kHz 15-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 15-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 25-10°U

> 100 kHz bis 300 kHz 25-10°U

> 300 kHz bis 500 kHz 40- 10U

> 500 kHz bis 1 MHz 0,13-103U

>70V bis 220V 10 Hz bis 20 Hz 19-10°U

> 20 Hz bis 40 Hz 18-10°U

> 40 Hz bis 20 kHz 17-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 17-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 32-10°U

> 220V bis 1000 V 10 Hz bis 20 Hz 25-10°U

> 20 Hz bis 40 Hz 27 -10° U

> 40 Hz bis 20 kHz 45-10°U

> 20 kHz bis 50 kHz 45-10°U

> 50 kHz bis 100 kHz 65 10°U

Gleichstromwiderstand 0,001Q bis 0,1Q Substitutionsverfahren 5-10°-R

Messbereiche >0,1Q bis 1MQ gegen Normalwiderstand 2-10%R

>1MQ bis 100 MQ 3-10%R

Wechselstromwiderstand 0,1Q bis 2Q 50 Hz bis 400 Hz 10-103-R

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019 Seite 8 von 12



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messspanne Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Wechselstromstarke 100 pA bis 1 mA 10 Hz bis 40 Hz 120-10°1/ I= Messwert
Quellen und Messgerate > 40 Hz bis 1 kHz; 160 - 10°/
> 1 kHz bis 10 kHz; 60 - 10° /
>1 mA bis 10 mA 10 Hz bis 40 Hz 46 -10°/
> 40 Hz bis 1 kHz;
> 1 kHz bis 10 kHz;
>10 mA bis1A 10 Hz bis 40 Hz 17-10°/
> 40 Hz bis 1 kHz;
> 1 kHz bis 10 kHz;
>1Abis10A 10 Hz bis 40 Hz 32-10°%/
> 40 Hz bis 1 kHz;
> 1 kHz bis 10 kHz;
>10 A bis20 A 10 Hz bis 40 Hz 39-10°/
> 40 Hz bis 1 kHz;
> 1 kHz bis 10 kHz;
Wechselstromstarke 1mA bis 2,2A 40Hz bis 5kHz 2-103/ | = Messwert
Stromzangen >2,2A bis 20A 40Hz bis 5kHz 3-103/
>20A bis 800A 40Hz bis 65Hz 4103/
Wechselstrom- 33mV bis 1000V P : eingestellter Wert
wirkleistung 45Hz bis 65 kHz
PF=1 PF: Leistungsfaktor
109 pW  bis <11kW 33mA bis <11A 1,4-103P
363 mW  bis 20 kW 11A bis 20A 2,0-103%P
Gleichstromleistung 1mW bis 300W 0,5-103pP
>300W bis 20 kwW 1,0-103P

Oszilloskope

Vertikalablenkung 5mV bis 5V Ri=50Q 3,5-103 U +35uV Rechteckspannung
5mV  bis 120V Ri=1MQ 2,4-10° U +40pv 10 Hz bis 10 kHz
Horizontalablenkung 5ns bis 520ms 3-105T+1ns
>20ms bis 5s 30-10°T7+1,2-10*T72
Anstiegszeit 180ps bis 10ms 25mV bis1V 40-103-tr+7ps tr: aktuelle Anstiegszeit
Ri=500Q

Frequenz 1mHz bis 1GHz 2-10° - f+ Ury f = aktueller Messwert
Urs =Triggerunsicherheit

Zeitintervall l1us  bis 1000s 2:-10°t+2ns t = aktueller Messwert

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

kleinste angebbare
Messunsicherheit 1)

Bemerkungen

Temperatursimulatoren -200°C bis 850°C DKD-R 5-5: 2018 0,016 K Kennlinie nach
iﬁ;mg:x:ds DIN EN 60751:2009
Temperaturanzeigegerate -200°C bis 850°C 0,03 K
fiir Widerstands-
thermometer
Temperaturanzeige- -200°C bis 1750°C DKD-R 5-5: 2018 0,1K Kennlinie nach
gerate und -simulatoren flr DIN EN 60584-1:2014
Edelmetallthermoelemente
Temperaturanzeige- -200°C bis 1300 °C DKD-R 5-5: 2018 0,05 K Kennlinie nach
gerate und -simulatoren fir DIN EN 60584-1:2014
Nicht-Edelmetall-
thermoelemente
Kapazitat 190 pF  bis <400 pF 10Hz bis 10kHz 4-103C+8pF
Messgerdte 400 pF bis <1,1nF 10Hz bis 10kHz 4,5-103C+8pF
1,1nF bis <3,3nF 10Hz bis 3 kHz 4,0-103C+8pF
3,3nF bis <11nF 10Hz bis 1kHz 2,5-103C+8pF
11nF bis <33nF 10Hz bis 1kHz 2,5-103%C+80pF
33nF bis <110nF 10Hz bis 1kHz 2,5:103C+80pF
110nF bis <330nF 10 Hz bis 1kHz 4,5-103C
330nF bis <1,1uF 10 Hz bis 600 Hz 4,5-103C
1,1pF  bis <3,3pF 10Hz bis 300 Hz 4,5-103C
3,3uF bis <11pF 10Hz bis 150 Hz 4,5-103C
11puF  bis <33pF 10Hz bis 120 Hz 6,0-103C
33 uF bis <110 uF 10Hz bis 80Hz 6,5-103C
110 uF  bis <330 pF DC bis 50Hz 6,0-103C
330 uF  bis <1,1mF DC bis 20Hz 6,0+ 103 C
1,1mF bis <3,3mF DC bis 6Hz 6,0-103C
3,3mF bis <11mF DC bis 2Hz 6,0-103C
11mF bis <33mF DC bis 0,6 Hz 8,0-103C
33mF bis 110 mF DC bis 0,2Hz 11-103C
Drehzahl 1 min? bis 2+ 10°min? mit Lichtimpulsgeber 6-10°
optisch jedoch nicht kleiner als

0,001 mint

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019
Giiltig ab: 24.09.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

kleinste angebbare
Messunsicherheit 1)

Bemerkungen

Elektrische

Widerstandsthermometer,

elektrische Thermometer,

DKD-R 5-1:2018

Vergleich mit Normal-
widerstands-

-40°C bis 200°C 10 mK th tern i
'5 Glykolbad / Silikonélbad m ermomesern in
thermostatisierten
Badern
Edelmetall- Vergleich mit Normal-
_R 5-3- Widerstandsthermometer
Thermoelemente *) -40°C  bis  200°C DKD-R .5 .3‘2018 0,5K
thermostatisierte Bader
Nichtedelmetall- Vergleich mit Normal-
) DKD-R 5-3:2018 Widerstandsthermometern
* A0 o
Thermoelemente *! 40°C  bis  200°C thermostatisierte Bader 02K
Temperaturtransmitter Vergleich mit Normal-
mit angeschlossenem DKD-R 5-1:2018 Widerstandsthermometern
Widerstands- -40°C bis 200°C Kalibrierbader 15 mK
Thermometer )
Temperaturtransmitter -40°C  bis 200°C 0,3K Vergleich mit Widerstands-
mit angeschlossenem DKD-R 5-3:2018 thermometern
Thermoelement ) Kalibrierbader
Temperatur Vergleich mit Widerstands -
Temperatur- thermometern
Blockkalibratoren”) -40°C bis  150°C DKD-R 5-4:2018 50 mK
Temperatur -40°C  bis 200°C 10 mK Vergleich mit Widerstands-
Umgewalzte Thermostate Testo Thermometern.
Prézisionsbader Verfahrenbeschreibung
4 _VB_00155_DE:2018 Kalibrierverfahren, vom
Laboratorium entwickelt.
Strahlungsthermometer -18°C bis  gge°c 0,6 K Kalibrierung gegen
S60°C bis  100°C Spektralbereich 09K flissigkeitsumspilten
8 um bis 14 um Hohlraumstrahler
>100°C bis 350 °C 1,2K

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019
Giiltig ab: 24.09.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-10

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

kleinste angebbare
Messunsicherheit 1)

Bemerkungen

Temperaturmessgerate, -40°C  bis <0°C 0,30K Vergleich mit Widerstands-
Datenlogger - thermometern
>0°C bis 50 °C 0,15 K
>50°C  bis 80°C im Temperaturschrank 0,25K
>80°C bis 120°C 0,40 K
>120°C  bis 180 °C 0,90 K
T t at -10°C  bi <0°C 0,35 K
Dzzzfga L;rrmessgera € s Feuchte-Generator ’
Bger, 0°C bis 70°C Durchflussbox 0,20 K
Messumformer
. . . Feuchte-Generator
-10°C  bis 70°C Volumen 0,35 K
Taupunkttemperatur -32°C bis -25°C 90 mK
Hygrometer mit direkter >-25°C  his  -10°C In der Durchflussbox 60 mK
Erfassung der -
Taupunkttemperatur >-10°C  bis 40°C 90 mK
>40°C bis 70°C 0,12 K
Taupunkttemperatur -32°C bis . bei 10 % bis 85 % relativer
w <0°C 0,25 K
Taupunktmessgerdte, Feuchte
Hygrometer 0°C bis 40°C 0,15 K bei 10 % bis 95 % relativer
= - = Feuchte
>40°C bis 70°C 0,25 K
Relative Feuchte 10 % bis 20% 0,7% Temperatur:
H ter, Im Vol -10 °C bis < 0°C;
ygrometer >20%  bis _ 40% m volumen 13% s
Datenlogger, Messbereich und
Messumformer >40% bis Messunsicherheit
85 % 2,1% ausgedriickt in relativer
Feuchte
10% bis 20% 0,4 % Temperatur:
0 °C bis < 70°C;
>20% bis 40 % 0,7% Messbereich und
>40 % bis 85% 1,1% Messunsicherheit
p . - p ausgedriickt in relativer
>85% bis 95 % 1,3% Feuchte
Relative Feuchte 10 % bis 40 % 0,3% Messbereich und
Hygrometer, - - S In der Durchflussbox 5 Messunsicherheit
Feuchtefiihler mit >40% bis 80% Temperaturbereich: 0,6% ausgedruckt in relativer
Messumformer, keine >80%  bis 95 % 0°Chis 20 °C 0,7% Feuchte
Psychrometer
10 % bis 40 % 0,3%
- In der Durchflussbox
>40%  bis 80 % Temperaturbereich: 0,5%
>80% bis  95% 20°Chis70°C 0,6%

verwendete Abkiirzungen:

CMC

DKD-R

Technischen Bundesanstalt

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)
DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-

Y In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die
kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes
angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte,
sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 24.09.2019

Giiltig ab: 24.09.2019
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